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Polovodi¢ové soucastky - CSN
Mikroelektromechanické souéastky - EN 62047-9
Cast 9: Méreni pevnosti spojeni dvou desticek 35 8775

pro MEMS

idt IEC 62047-9:2011

Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -
Part 9: Wafer to wafer bonding strength measurement for MEMS

Dispositifs a semiconducteurs - Dispositifs microélectromécaniques -
Partie 9: Mesure de la résistance de collage de deux plaquettes pour les MEMS

Halbleiterbauelemente - Bauelemente der Mikrosystemtechnik -
Teil 9: Prufverfahren zur Festigkeit von Full-Wafer-Bondverbindungen in der Mikrosystemtechnik
(MEMS)

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 62047-9:2011. Ma stejny status jako oficialni
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62047-9:2011. It has the
same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma popisuje metodu méreni pevnosti vzajemného spojeni dvou desticek, typicky se jedna

o tavné

spojeni kfemik-kfemik, anodické spojeni kfemik-sklo, atd. a je pouzitelna i pfi vyrobé a montazi MEMS
zarizeni. Da se pouzit pro tloustky desticek od 10 um do nékolika milimetrd.

Narodni predmluva
Informace o citovanych normativnich dokumentech

I[EC 60749-19 zavedena v CSN EN 60749-19 (35 8799) Polovodi¢ové soutastky - Mechanické
a klimatické zkousky - Cést 19: Zkouska pevnosti ¢ipu stfihem

ISO 6892-1:2009 zavedena v CSN EN 1SO 6892-1:2010 (42 0310) Kovové materidly - Zkouseni
tahem - Cést 1: Zku$ebni metoda za pokojové teploty (idt EN ISO 6892-1:2009)

ASTM E399-06e2:2008 nezavedena

Souvisici CSN



CSN EN 62047-2 (35 8775) Polovoditové sou¢astky - Mikroelektromechanické sou¢astky - Cast 2:
Metody zkousek v tahu tenkovrstvovych materiald

CSN EN 62047-4 (35 8775) Polovoditové sou¢astky - Mikroelektromechanické sou¢astky - Cast 4:
Kmenova specifikace pro MEMS

Informativni Gdaje z IEC 62047-9:2011

Mezinarodni norma IEC 62047-9 byla vypracovana subkomisi 47F: Mikroelektromechanické systémy,
technické komise 47: Polovodicové soucastky.

Text této normy vychazi z téchto dokument(:

FDIS Zprava o hlasovani
47F/82/FDIS 47F/92/RVD

UpIné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani
uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracovana v souladu se smérnicemi ISO/IEC, ast 2.

Komise rozhodla, Ze obsah této publikace se nebude ménit az do kone¢ného data vyznaceného na
internetové adrese IEC ,http://webstore.iec.ch” v terminu pfislusejicimu dané publikaci. Po tomto datu
bude publikace bud:

- Znovu potvrzena,

. zrusena,

- nahrazena revidovanym vydanim, nebo

. zménéna.

Vypracovani normy

Zpracovatel: VUT FEKT Brno, IC 00216305, Doc. Ing. Josef Sandera, Ph.D.

Technicka normalizacni komise: TNK 102 Soucastky a materidly pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi: Ing. Jan Kfivka

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



